3

	[image: Описание: Описание: E:\!Кафедра ПИКС\Логотип БГУИР\Символика.jpg]
	[image: Описание: Описание: E:\!Кафедра ПИКС\Логотип ПИКС\17 мая 2013\Логотип ПИКС_3.jpg]



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
по дисциплине
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМ» 
Весенний семестр 2025-2026 учебного года
Специальность 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия»: профилизация 
«Программируемые мобильные системы»
[bookmark: _GoBack](группа 313851)

1. Характеристика выходных и первичных (внутренних, внешних) параметров электронных мобильных устройств (ЭМУ) и электронных мобильных систем (ЭМС). 
2. Единичные и комплексные показатели качества ЭМУ.
3. Модели комплексных показателей качества ЭМУ.
4. Конструкторские параметры ЭМУ. Коэффициенты заполнения конструкции ЭМУ по объёму, массе, площади.
5. Коэффициенты увеличения объёма, массы, площади и их использование при проектировании конструкций ЭМУ.
6. Методы определения показателей качества ЭМУ и систем.
7. Методы оценки уровня качества ЭМУ и ЭМС.
8. Качество программных средств (ПС).
9. Общие характеристики качества ПС.
10. Функциональность и надёжность ПС.
11. Методы определения значений показателей качества программных средств (измерительный, расчётный, регистрационный и экспертный методы). 
12. Принцип оценки качества ПС.
13. Методика оценки качества ПС.
14. Случайный характер параметров и их вероятностное описание для элементов, электронных устройств, систем.
15. Законы распределения, используемые для описания производственного рассеивания параметров.
16. Зависимые и независимые параметры и их вероятностное описание.
17. Корреляция случайных параметров. Использование корреляционных матриц.
18. Точечные и интервальные оценки основных числовых характеристик параметра.
19. Планирование наблюдений параметра.
20. Оценка коэффициентов парной корреляции и проверка их статистической значимости.
21. Описание тесноты корреляционной связи параметров с помощью соотношений Чэддока.
22. Выбор закона распределения параметра по опытным данным.
23. Использование вероятностных сеток для проверки гипотез о законе распределения параметра.
24. Виды допусков на параметры.
25. Характеристики, используемые в промышленности для описания рассеивания параметров элементов и выходных параметров электронных устройств.
26. Производственный и эксплуатационный допуски.
27. Температурный допуск и допуск старения.
28. Описание точности и стабильности параметров элементов и выходных параметров ЭМУ и систем. Температурные коэффициенты и коэффициенты старения параметров элементов.
29. Точность и стабильность параметров.
30. Уравнения производственных погрешностей выходного параметра.
31. Относительные коэффициенты влияния параметров элементов.
32. Методы анализа точности выходных параметров.
33. Анализ точности выходного параметра с учётом вероятностного рассеивания параметров элементов.
34. Принципы оценки стабильности выходных параметров ЭМУ и систем.
35. Графические, физические и математические модели ЭМУ и систем.
36. Характеристика математических моделей.
37. Понятие регрессионных моделей. Уравнение множественной линейной регрессии.
38. Метод наименьших квадратов.
39. Способы получения математических моделей выходных параметров. Пассивные и активные факторные эксперименты. 
40. Однофакторный эксперимент и его проведение.
41. Получение математических моделей в виде двухпараметрических элементарных функций.
42. Многофакторный эксперимент.
43. Статистическая значимость коэффициентов модели.
44. Оценка качества регрессионных моделей. Критерий (статистика) Фишера. 
45. Коэффициент детерминации.
46. Средняя (в процентах) относительная ошибка прогнозирования.
47. Использование прикладных компьютерных программ для получения регрессионных моделей. Пошаговый регрессионный анализ.
48. Полный факторный эксперимент (ПФЭ) типа «2k».
49. Планирование ПФЭ и выполнение его опытов.
50. Суть дробного факторного эксперимента (ДФЭ). Генерирующие соотношения. Определяющий контраст.
51. Планирование и выполнение опытов ДФЭ.
52. Статистическая обработка результатов активных факторных экспериментов.
53. Понятие прогнозирования и его классификация.
54. Показатели качества процедуры прогнозирования.
55. Математическое и эвристическое прогнозирование, 
их использование для оценки надёжности и качества ЭМУ.
56. Групповое и индивидуальное прогнозирование, области их использования.
57. Характеристика прогнозирования методом экстраполяции параметра (область использования, цель прогнозирования, используемая информация, шаг прогнозирования, модель прогнозирования, возможные ошибки).
58. Обратное прогнозирование, область его использования в технике.
59. Решение задач индивидуального прогнозирования с использованием метода экстраполяции параметра.
60. Базы данных в виде временных рядов. Понятие тренда временного ряда.
61. Типы и виды трендов временных рядов.
62. Тренд среднего уровня и тренд автокорреляции. Коррелограммы и их назначение.
63. Прогнозирование временных рядов с помощью прикладных компьютерных программ.
64. Понятие статистического имитационного моделирования и его значение при проектировании конструкций ЭМУ и систем.
65. Стандартные равномерные и стандартные нормальные псевдослучайные числа и их использование в задачах статистического моделирования ЭМУ и систем.
66. Генерирование случайных параметров с нормальными распределениями
67. Методы получения случайных параметров с любым законом распределения.
68. Генерирование коррелированных случайных параметров с нормальными распределениями.
69. Получение коррелированных случайных параметров с нормальными законами распределения.
70. Получение коррелированных случайных параметров с любыми законами распределения.
71. Суть метода Монте-Карло при статистическом моделировании характеристик и эксплуатационных свойств ЭМУ и систем.
72. Структурная схема реализации алгоритма метода Монте-Карло на компьютере.
73. Выбор требуемого числа реализаций при статистическом моделировании ЭМУ.
74. Определение интересующих выходных характеристик ЭМУ по результатам статистического моделирования.

Вопросы составил:
БОРОВИКОВ Сергей Максимович  канд. техн. наук, доцент
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